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Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu w jezyku polskim

Analiza i ocena stanu powierzchni warstwy
wierzchniej

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

Analysis and assessment of the surface layer

condition
Liczba punktéw ECTS 1
Jezyk wyktadowy Polski
Kategoria przedmiotu Wybieralny

Dziedzina ksztatcenia

Nauki inzynieryjno-techniczne

Dyscyplina ksztatcenia

Inzynieria mechaniczna

Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Kontakt

Dr hab. inz. Magdalena Niemczewska-Wojcik, prof.PK
magdalena.niemczewska-wojcik@pk.edu.pl

Rodzaj zajeé¢, liczba godzin w planie studiéw

Forma )

Semestr zaliczenia Wykfad Cwiczenia |Laboratorium tg:fﬁggl\l,vn; Projekt Seminarium
O 2)* P

2,3,4,5 @] 15 0 0 0 0 0

*O - zaliczenie na ocene, Z — zaliczenie bez oceny

Cele przedmiotu

Kod

Opis celu

Cell | Zapoznanie z tematykg badan warstwy wierzchniej.

Zapoznanie z tematykg analiz (parametryczna/nieparametryczna, 2D/3D) warstwy

Cel2 X -
wierzchniej.
Cel3 Nabycie umiejetnosci dobierania urzagdzen badawczych oraz metod analizy warstwy
wierzchniej, w zaleznosci od obiektu badan.
Efekty uczenia sie
Symbol
Opis efektu uczenia sie efektu -
Kod z uwzglednieniem specyfiki dyscypliny uczenia sie Sposoby weryfikacji
w SD PK
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY
Doktorant zna metodyke badah warstwy E_Wo01 Ak_tyV\_/nosc na
EUW1 . o . zajeciach.
wierzchniej, w tym metody badan. E_WO02 :
Prezentacja.
EUW?2 Doktorant zna metody analizy warstwy E_WO01 ?:_ty(\;\ilggs cna
wierzchniej. E_WO02 N g
Prezentacja.

EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJETNOSCI
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Doktorant potrafi wymieni¢ elementy metodyki
EUUL badar) warstwy w!erzchn!ej_ oraz dc_nbralc _metody E_UOl1 | Prezentacja, dyskusja.
badan warstwy wierzchniej w zaleznosci od
obiektu badan.
Doktorant potrafi przedstawic etapy analizy
EUU2 warstwy W|erzcr_m|_ej z podziatem na an::_\hze E_UO1 | Prezentacja, dyskusja.
parametryczng i nieparametryczng, 2D i 3D,
niezbedne w realizacji pracy doktorskie;.
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOLECZNYCH
Doktorant potrafi odnies¢ sie do znanych
w literaturze metod badan i analiz warstwy E KO1
EUK1 | wierzchniej, w zakresie zagadnieh zwigzanych E KO3 Dyskusija.
z realizacjg pracy doktorskiej wraz -
Z uzasadnieniem.
Tresci programowe
L Tresci Efekty uczenia sie Liczba
P- resci dla przedmiotu godzin
WYKLAD
W1 | Warstwa wierzchnia — elementy i ich charakterystyka. | EUW1 2
W2 | Metodyka badan warstwy wierzchniej. EUW1 2
W3 | Metody badan warstwy wierzchnie;. EUW1, EUW2, EUU1 3
W4 Metody anallz_y ~ warstwy W|erzchn|§1 - _anallza EUW2, EUU2 4
parametryczna i nieparametryczna, analiza 2D i 3D.
Zasady wnioskowania i ocena stanu powierzchni
W5 | warstwy wierzchniej, w zaleznosci od obiektu badah | EUW1, EUW2, EUK1 4
i jego przeznaczenia.

Bilans punktow ECTS

ROZLICZENIE GODZIN

Forma aktywnosci

Srednia liczba godzin (45 min) po$wieconych na
realizacje rodzaju zaje¢

GODZINY KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

Godziny wynikajgce z programu ksztatcenia 15
Konsultacje 1
Egzamin / zaliczenie 2
GODZINY BEZ UDZIALU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Samodzielne studiowanie tematyki zaje¢ 8
Przygotovx_/_anie refe[atu, raportu, projektu, 4
prezentacji, dyskusji
BILANS PUNKTOW ECTS

taczna suma godzin 30
Liczba punktow ECTS 1

Wymagania wstepne

Lp.

Wymagania

1 Znajomosc¢ z zakresu nauki o materiatach, procesu wytwarzania i metrologii.

Znajomosc¢ jezyka angielskiego.
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Warunki zaliczenia / sposéb obliczania oceny koncowej

Lp.

Opis

WARUNKI ZALICZENIA

Obecnos¢ na 75% zajec.

Przedstawienie referatu na zadany temat.

SPOSOB WYZNACZENIA OCENY KONCOWEJ

Ocena z przedstawianego referatu, uwzgledniajgcego poznane metody i analizy.

Dodatkowe informacje

Zakres tematyczny wyktadu, w tym stopien zaawansowania przedstawianych tresci
uwzglednia zakres wiedzy w przedmiotowym temacie (nauka o materiatach, metrologia,
technologia wytwarzania) nabytej przez doktorantéw we wczesniejszych etapach ksztatcenia.
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